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@ Resumen:

Equipo de radiometria gamma natural y método de
medida para el andlisis del contenido en cenizas,
componentes mineralé%’icos y elementos quimicos en
rocas y minerales con objeto de efectuar estos analisis
de forma rapida y precisa.

Se calculan los contenidos en cenizas, componentes
mineraldgicos y elementos quimicos en rocas y mine-
rales a partir de la medida de la radiactividad gamma
natural emitida por la muestra a analizar. Se indica,
a continuacién, la secuencia del proceso:

- Eq]uipo de radiometria gamma para la obtencién

del espectro de la muestra.

— Recuento en una o varias regiones de dicho es-
pectro.

— Introduccién del recuento y otras variables que
influyan en la medida en una expresién de cali-
bracién que se determina en cada caso.

—  Calculo del contenido deseado.

El equipo se puede usar en todas aquellas industrias
donde un andlisis rapido suponga optimizar la efi-
ciencia de los distintos procesos con las consiguientes
ventajas de tipo econémico.
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